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摘要(译)

用于测试样品的靶分子或化学品的方法和设备。该装置包括可旋转的光
盘，该光盘具有反应室并具有至少两组珠子或微粒子，不同组的珠子具
有至少两种不同的密度，尺寸，形状和/或颜色，并且每个珠子具有至少
两种不同的密度，尺寸，形状和/或颜色。具有不同探针的组。将样品加
入反应室中并旋转圆盘。反应室具有密度梯度介质，其使得不同密度的
珠子保持在不同的径向位置，这取决于珠子的密度。然后通过将一束电
磁辐射引导到盘上来检查珠子。光束可以从光盘反射或透过光盘传输。
通过分析从光束返回的信号来确定目标的量或存在或不存在。提供了执
行测定和制造盘装置的相关方法。
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